\ANTA ...c..e . OLYMPUS
Serie de analizadores XRF portatiles
Deteccion optimizada de elementos ligeros

La nueva ventana de grafeno que alberga el detector del analizador
Vanta, modelo VMR, remplaza la ventana tradicional en berilio
reactivamente toxica, y mejora la sensibilidad para la deteccion
del magnesio, aluminio y didxido de silicio.

¢ Detecte porcentajes de magnesio (Mg) en aleaciones de aluminio de manera
mas rapida (0,53 % de Mg con el segundo haz en un ensayo de 3 segundos)
e | imites mas cortos de deteccion para el aluminio (Al) en aleaciones de niquel

e Deteccion de didxido de silicio (Si) mejorada en aceros de baja aleacion
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Elementos comunes para la deteccion de Ensayo de 3 segundos que presenta 0,55%
elementos ligeros de Mg en aleacion de aluminio

Vanta es una marca de comercio, y Olympus es una marca registrada de Olympus Corporation. WWW O|ympUS- | ms Com/Vaﬂta
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